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[bookmark: _GoBack]Исследована фокусировка атомов, распыленных с грани (001) Ni ионами Ar с энергией 200 эВ при 0 К. Расчеты выполнялись с помощью метода молекулярной динамики по модели /1/. Было рассчитано падение ~106 ионов. Угловое распределение распыленных атомов (с пятнами Венера) соответствует экспериментальным данным. Перефокусированные атомы составляют 36.2% всех распыленных атомов при 0 K в сравнении с 32.6% при 300 К. В /2/ было показано, что на стадии эмиссии происходит сильное перераспределение вылетающих атомов по углам и энергии. В настоящей работе исследовано обнаруженное ранее сужение распределения всех перефокусированных распыленных атомов по азимутальному углу в процессе эмиссии атомов. Была исследована многозначность сигнала перефокусированных атомов, распыленных в определенных интервалах энергии и полярного угла, по азимутальному углу φ и начальному азимутальному углу φ0. Полученные результаты в целом согласуются с результатами, полученными ранее в рамках упрощенной модели /3/.
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